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3.2.4. Corrientes cŕıticas superconductoras . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.2.5. Mediciones de Hc1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.3. Desorden y daños estructurales por implantación . . . . . . . . . . . . . 50

3.3.1. Difracción de Rayos X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
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